NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Spektrometr XRF do ztota
EDX 3000 (nowa wersja)

EDX 3000 to profesjonalny spektrometr XRF do
zastosowan w jubilerstwie. Oferuje szybka i
nieniszczacg  analize skladu stopéw  metali
szlachetnych, gotowych wyrobdéw jubilerskich oraz
surowcow metalicznych.
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Dzieki zastosowaniu ulepszonego detektora SiPIN,

spektrometr EDX 3000 umozliwia analizy stopéw o
skomplikowanym sktfadzie, nietypowych oraz préobek
o sktadzie nieznanym. Z tego powodu bardzo dobrze

sprawdzi sie w lombardach i skupach ztota.

EDX 3000 dostarczany jest w standardzie z komputerem oraz
oprogramowaniem w jezyku polskim.

Szybkie i doktadne v Nieniszczaca analiza pierwiastkdw w zakresie
analizy jubilerskie od S (16) do U(92)

v' Cyfrowy procesor sygnatowy zapewnia szybkie i doktadne
przetwarzanie danych

Detektor Si-PIN v’ Bezpieczna i fatwo zamykana i otwierana komora

pomiarowa bez koniecznos$ci wytwarzania prozni

v' Potrdjny system bezpieczerstwa przed promieniowaniem

Duza, pojemna komora
v' Oprogramowanie analityczne w jezyku polskim (dostepna

pomiarowa
rowniez wersja oprogramowania do badania grubosci
powtok galwanicznych)
Kamera do podgladu v" Niezalezny model korekcji efektu matrycy
prébek

v" Wbudowana kamera o wysokiej rozdzielczoséci umozliwia

doktadny wybdr punktu pomiarowego
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Elements Concentration
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Zastosowanie:
e Okreslanie karatowosci ztota
e Analizy sktadu stopy metali szlachetnych (skupy ztota, lombardy, ztotnicy)
e Kontrola jakosci stopow jubilerskich
e Badanie grubosci i sktadu powtok galwanicznych
e Rafinacja ztota

Specyfikacja techniczna

Si-PIN o rozdzielczosci 139 eV

60~ 200 sekund

0.05 % (przy zawartosci gtownego sktadnika powyzej 96%)
Zakres pomiarowy Od S — do U (mierzone pierwiastki: Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Zn, Ni, Rh,
_ Cd, Ru — do 24 pierwiastkow maksymalnie)

1 filtr, 1 kolimator

Komputer PC + oprogramowanie w jezyku polskim
Wbudowana kamera

39kg

Konfiguracja standardowa Komora pomiarowa, kamera, detektor Si-PIN ze wzmacniaczem i
_ chtodzeniem elektrycznym

Dystrybutor firma EnviSense posiada zezwolenie Paristwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie dziatalnosci, o ktdrej
mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe Nr D-18077 z dn. 02-03-2012 z aneksem z dnia 28-03-2014.
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